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DENEY RAPORU
TS 4915 EN 60669-1/ Ocak 2005
Anahtarlar — Ev ve Benzeri Yerlerde kullamilan Sabit Tesigatlar1 i¢in
Béliim 1: Genel Ozellikler
REfEnns DO.......cb cvuitvrsrsisonbonsod et 246468 / 02-15
RAPOEGBUNE. . «civfolsaodonniismidoiiitanianedd 18/02/2015
SaYEa SAYIS] <. cvuiennnihurorneasobaneoborenest 48
CCA/ CBDeney Laboratuvarmin
R ik b dpusssnndinsonisnen bt it cbusdonest TSE Ankara Elektroteknik Laboratuvari
AGDOSIL. ... deiseessipobessapinsasss sdsonsachessl Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/| ANKARA
Miisterinin Ad............oo.omrer METAL KALIP SANAY| VE TICARET A.S.
PUAPBBIL L. ..ode i it sobossnsisslospiaebins [stiklal Mahallesi, Fevzigakmak Caddesi, No:31 Esenyurt / ISTANBUL
Deney spesifikasyonlari
Uygulanan standard  : EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
Deney prosediirii : CCA
Prosediirden sapma  : N/A
Deney rapor formu numarasi : EN60669 1D
TREF tarihi : MQ
TRF kaynagi : Dated 2009-03

Copyright © 2004 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva, Switzerland. All
rights reserved.

Bu TRF, ticari amaglar disinda, IECEE’ ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen ¢ogaltilabili. Bu ¢ogaltmalardan dolay1 olusabilecek hata
ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

IECEE 02’ ye gore bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvari tarafindan imzalanmadikga ye milli belgelendirme kurulusunun
yayinladig1 bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Bu form IECEE iiyesi olmayanlarca kullanildiginda IECEE/ IEC logolar1 ve CB prosediiriine atif ¢ikartiimalidir,

CCA kurallarma gére bu rapor, akredite edilmis bir CCA test laboratuvari tarafindan imzalanmadikga ve milli belgelendirme kurulusunun
yaynladig1 bir CCA belgesinin eki olmadikga, CCA test raporu olarak kullanilamaz.

Bu form CCA iiyesi olmayanlarca kullanildiginda CIG logosu ve CCA prosediiriine atif ¢ikartilmalidr.

Deney Numunesinin Tanimi.......: 10A,10AX, 250V, normal korumali, sivaglti, A tasarimli ,vidal baglantili,
basmali ve ani kontakli, Model No:1, 5, 6 anahtartarlar
Modeli/ tip referansi....................... Tablo 1
Beyan degerleri......................... : 10AX, 250V ~
R

\.'
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Deneyin yapildig: yer/ prosediir...:

Il CB/CCA deney Laboratuvan :
Deney yeri/ adresi...........c.ccevune.nt
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Kontrol eden (+ imza)

Onaylayan (+ imza)........................

[[] Tam iiyelik yetkisi olmayan
CB deney laboratuvari:

Deney yeri/ adresi.......................:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:

Onaylayan (+ imza)........................

TSE Ankara Elektroteknik Laboratuvari
Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/f ANKARA
Bertan KAHRAMAN 7 :
Hiilya OCAL
Musa YANATMA

v

] t™p deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Onaylayan (+ imza)........................

Deney yeri/ adresi........coocreehoennnnst

] wmr deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:
Taniklik eden(+ imza)..................:
Onaylayan (+ imza).......................
Deney yeri/ adresi.......................:

[] SMT deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza).........:
Onaylayan (+ imza)........................ :
Denetleyen(+ imza).....................

Deney yeri/ adresi.....................:

[C] RMT deney prosediirii:
Deneyleri yapanlar (+ imza).........:
Onaylayan (+ imza)........soees0s0bu00e0es
Denetleyen(+ imza).....................
Deney yeri/ adresi..................... :

TRF NO: EN60669_1D
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Deney numunesinin ézellikleri:

Model NUMATaS] ........cccovciverucsrerrrnsinnresiesnsenienn. & 1Dy 6
Kontak agiklig1 ....c.ccovvvvvveerrerereceeeeeeeenennn, 2 normal aralik
Tehlikeli béliimlere yabanci kati cisimleri girmesine

kars1 koruma derecesi. ...............ooweeuemeeererreerernnnn : IP2X

Su girisi nedeniyle zararli etkilere kars1 koruma

oo T MR WO L S A IO I b B I : IPX0
Harekete gegirme yontemi ...............ocoeveeevevennnnnnn. :  Basmali ve ani kontakli
Montaj yontemi.........ccoeereruerereruererseeenereeneeesssssersrnns : sivaalti tip
TESHS YOIMUBIN ..ovievenessietrsaiusassssnsasesisstisnssnsaoensatbntesnes tasarim A
Ballantt uon Gp1 ..cmugiman e ibamiseieiontitb : Vidal
Biikiilgen kabloterkigh—i...inindninianidida 1 yok

Beyan gerilimi (V)

Beyan GRINI-(A) ..o ibsinmpmsossismismssssdsnsiobibedenss :

Deney sonuclarinin gosterilmesi

Bu deney bu numuneye uygulanmaz ...................... Do

Deney Sonucu uygundur .............i.eceeeceseomesesassbrsenenes : G(ECTI)

Deney sonucu uygun degildir ...........cccoovuvevremnnnnnn. : K(ALDI)

Deney

Deney numunesinin gelis tarihi ...............cccoueene....... :26/01/2015

Deneylerin degerlendirildigi tarihler ....................... : 04/02/2015 - 18/02/2015

Genel aciklamalar

Bu rapor TSE Merkez Elektrik Laboratuvarindan izinsiz olarak kismen gogaltilamaz.
Bu raporda ondalik sayilar nokta( virgiil) ile ayrilmigtir.

Bu rapor yalnizca denenen numune igin gegerlidir.

“ agiklamaya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan ek mahiyetindeki agiklamaya atif
“ ekli tabloya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapilmaktadir.

yapilmaktadir
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Madde istenenler- Deneyler IAglklamalar Sonug
8 ISARETLEME
8.1 Anahtarlar asagidakilerle isaretlenmelidir :

- Amper (A) cinsinden beyan akimi veya amper (AX)
cinsinden beyan flouresan ldmba akimi, veya iki beyan 10AX G
degeri farkli ise, her ikisinin kombinasyonu ile

- Beyan gerilimi (V) ....coeeeveereveirenieeniieseeeeeeeseesiesesnns : [250V

- Besleme sekli sembolii, 3 ~

- Imalateinin veya yetkili saticisinin adi, ticari marka veya
ABAIBEL (s ot st osnsasispsonionssonsissiabmanttfbslissoniysssiafimestisinsisbivostases :

G
G
NILSON G
G

= THDPRHQHBDAL ...........oocovecorsersesrodityuiscssssssontssorinss nstbiiiureses : | Tablo 1

- mini-aralik yapiligh sembol, (m) : -

- mikro-aralik yapiligli i¢in sembol, () : -

- yart iletken anahtarlama diizeni i¢in sembol, (tasart
halindedir) -

- IP Kodunun ilk karakteristik sayis1 2 rakamindan
daha biiyiik beyan edilmisse ikinci karakteristik r2x -
sayida-isaretlenmelidis. ... ouenhdiiiinidoh o s g

- Su girigine bagl zararli etkilere kars1 koruma derecesi
i¢in ikinci karakteristik say1 0'dan daha biiyiik beyan
edilmesi durumunda ilk karakteristik say1 da
iSArCHeREldin. .. 150 bsieition blstinsiosts s spussassisssdints :

IPX0 -

yalnizca rijit iletkenlerin girmesi kisitlamasina sahip
vidasiz baglant1 uglu anahtarlar uygun bir gésterim ile --
igazetlenmelidir-(varsa) .o ibdmnadadmis :

Biikiilgen kablo ¢ikigli anahtarlar kablo tutucunun en
kiiciik ve en biiyiik boyutlar1 hakkinda bilgi anahtar -
ve/veya ambalaj tizerinde verilmelidir.

8.2 Kullanilan semboller standardin gerektirdigi gibi olmalidir G

Besleme sekli ile ilgili isaret, beyan akimi ve beyan
gerilimi isaretinin yanina konulmahdir

8.3 Anahtarlarin isaretlemesi ana béliimii iizerine konulmalidir

- Beyan akimi, beyan gerilimi ve besleme bigimi G

- Ad, ticari markasi veya imalat¢inin veya yetkili saticinin
tanitim igareti

- Varsa, iletkenin vidasiz baglant1 ucuna sokulmasindan
once ¢ikarilacak yalitkanin

- Uygulanabilirse, mini-aralik yapiligli, mikro-aralik
yapihigh veya yari iletken anahtarlama cihazi sembolii

- Tip referansi. G

Giivenlik amaglari i¢gin gerekli olan ve ayrica
satilmak igin amaglanan kapak levhalar gibi
boliimler, imalatginin adi veya yetkili saticinin adi, ticar -
marka veya tanitim isareti ve tip referansi ile
isaretlenmelidir

TRF NO: EN60669 1D
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Madde Istenenler- Deneyler Agiklamalar Sonug

"Devrede" ve "devre dig1" sembolleri, ayn1 zamanda
harekete gecirme elemanlarinin hareket yoniinii agikga
gostermedikge anahtar konumlarmin gésterimi igin
kullanilmamalidir.

8.7 Bir basma diigmesi yalnizca kontrol edilecek devreyi
agmaya hizmet ederse, kirmiziya boyanmalidir

8.8 Anahtari monte ederken 6zel 6nlemler almak gerekirse,
bunlarim ayrmntilar1 anahtar ile birlikte verilen bir kullanma -
kilavuzunda yer almalidir.

8.9 Isaretleme, dayanikli ve kolayca okunabilir olmalidir.
Deney : 15 s su ile ve 15 s petrol eteri ile

9 BOYUTLARIN KONTROLU

Anahtarlar ve kasalari, ilgili standard foylere uygun
olmalidir.

10 ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA
10.1 Anahtarlar: Canli boliimlere ulagilamamalidir. G

IEC 60529, Sekil 1'de gosterilen standard deney parmagi
uygulanir.

Termopléstik veya elastromerik malzemeden yapilmig
mahfaza veya kapaklara sahip anahtarlar,
:35°C+2°C' de eklemsiz deney parmag ilave deneye
tabi tutulurlar. (75 N : 1 dakika)

10 N' luk bir kuvvetle ince geperli kirilarak agilan
kapaklara uygulanir.

Bu deney esnasinda, anahtarlar deforme olmamali ve
canli boliimlere ulagilamamalidir.

10.2 Digmelerin, galistirma kollarinin, basma diigmelerinin,
besiklerin ve benzerlerinin erisilebilir metal boliimleri ;
asagidakiler yapilmadikga yalitkan malzemeden
yapilmalidir.

- mekanizmanin metal boliimlerinden ¢ift yalitim veya
takviyeli yalitimla ayrilmadikga, veya

- giivenli bir sekilde topraga baglanmadikca --

103 Anahtarlarin erisilebilir béliimleri, yalitkan malzemeden
yapilmalidir

10.3.1 Kapaklar, kapak levhalari ve metal mahfazanin diger
béliimleri yalitkan kaplamalar veya yalitkan G
bariyerlerle yapilan ilave yalitimla korunmalidir

Yalitkan kaplamalar veya yalitkan bariyerler:

- kalic1 olarak zarara ugratmaksizin ¢ikarilamamal veya
asagidaki gibi tasarimlanmalidir.

TRF NO: EN60669 1D
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Madde

[stenenler- Deneyler

Agiklamalar

Sonug

11.2

Topraklama baglant: uglari, vida sikistirmali baglant: uglari
veya vidasiz baglant1 uglari olmali ve Madde 12'deki ilgili
ozelliklere uygun olmalidir.

Bunlar besleme iletkenleri ile ilgili kargilik gelen baglant:
uglarindan daha az olmayan kapasiteye sahip olmalidir.

11.3

Yalitkan malzemeden mahfazaya sahip IP koruma derecesi IPX0'dan biiy}

kablo girisi bulunan siva istii anahtarlar ;

ik ve birden

fazla

- dahili bir topraklama baglanti ucu ile donatiimali, veya

- bir oynak baglanti ucu igin yeterli bir bogluga sahip
olmalidir.

11.4

Topraklama baglant: ucu ile erisilebilir metal boliimler
arasinda bunlara yapilacak baglant: diisiik direngli
olmalidir.

Deney :

Deney akimi Beyan akiminin 1,5 kati veya 25 A :

Direng SO0S (D) .cvcoreverselssebbisotbssnsssossodsessebessitslonssbiion 3

12

BAGLANTI UCLARI

12.1

Genel

Anahtarlar, vida ile sikistirmaya sahip baglant1 uglar veya
vidasiz baglanti uglariyla donatilmalidir

Baglant1 uglarindaki iletkenleri sikigtirma diizenleri, baska
bir bileseni tespit etmeye hizmet etmemelidir.

Madde 12.3.11 harig, baglanti uglan ile ilgili biitiin
deneyler, Madde 15.1 'deki deneyden sonra yapilmalidir.

12.2

Haricf bakir iletkenler igin vida sikigtirmali baglant1 uglart.

122.1

Anahtarlar, Cizelge 2'de gosterilen kesit alanina sahip
uygun bakir iletkenlerin baglantisina izin veren baglanti
uclariyla donatilmalidir.

Byl AN TA) i.iiciniciinsisnssiuonsiosbsssossossosbisistass dopdinssiones .

10A

[letken tipi (SOM/OIGILE) «....veocvvveeeoreereeeeeeeereeseensssssnenns }

Som

En kiigiik / En biiyiik kesit alan1 (mm?)

1 mm?/2,5m

En biiyiik iletkenin ¢ap1 (mm) .....................

2,13 mm

Badtantt DO SEKH ..covicrineenceriereshiBootboresiasess drscetesnsesobssoisns :

2

iletken boslugunun en kiigiik gap1 D (en kiigiik boyut]ar)
gereken (mm); dlgiilen (M) ......co0cibeeesrensobescnsonsssbabunscsons &

2,00 mm; 3,54 m|

m

12222

baglanti uglari iletkenin 6zel hazirlik gerektirmeksizin
baglanmasina izin vermelidir.

12.2:5

baglanti uglar1 yeterli mekanik dayanima sahip olmalidir.

vidalar ve somunlar bir metrik ISO vida digine veya dis
agiklig1 ve mekanik dayanim agisindan bununla
kiyaslanabilir bir vida disine sahip olmalidir

Vidalar, ginko veya aliiminyum gibi yumugak veya

kolayca siyrilabilen metallerden yapllmamalldlr ﬁ

N

TRF NO: EN60669_1D
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Madde

istenenler- Deneyler

Agiklamalar

Sonug

Baglikli baglanti uglar : g mesafesi sekil 5 te belirtilen
degerden daha az olmamalidir. : gereken (mm); 6lgiilen
(mm)

12.2.12

Pabuglu baglanti uglar:

- yalniz 40 A veya daha biiyiik bir beyan akimma sahip
anahtarlar i¢in kullanilmalidir

- yayli rondela veya esit etkili kilitleme vasitalariyla
donatilmalidir.

12.3

Harici bakir iletkenler i¢in vidasiz baglant: uglari

12.3.1

Vidasiz baglanti uglari su tipler i¢in uygun olmalidir:

- yalnizca rijit bakir iletkenlere veya

- hem rijit hem de biikiilgen bakir iletkenlere (deneyler
once rijit iletkenlerle yapilir ve daha sonra biikiilgen
iletkenlerle tekrar edilir)

1232

Vidasiz baglanti uglari, Cizelge 7'de gosterilen anma kesit
alanlarina sahip rijit veya rijit ve biikiilgen bakir
iletkenlerin uygun baglanmasina izin veren sikigtirma
birimleriyle birlikte verilmelidir.

BEyan AREMI(A) ....uoniieosimmseiossobbisatsnssssssens b Ml idB A Aok 3

Iletkenin tipi (rijit / bUKGIEIII) .........v.oveeeereeveeeeneenesennnnnens 3

En kiigiik / En biiyiik kesit alan1 (mm?) ...........c..oooer...... '

En biiyiik rijit iletkenin ¢ap1 (mMm) ..........ooeveeeereeerene.. :

En biiyiik biikiilebilir iletkenin ¢ap1 (Mm) ...............oc.......:

12.33

Vidasiz baglanti uglari iletkenin 6zel hazirlik
gerektirmeksizin baglanmasina izin vermelidir.

1234

Esas olarak akim taginmasi amaglanmis vidasiz baglanti
ucunun béliimleri, Madde 22.5'de belirtilen malzemelerden
olmalidir.

12.38

Vidasiz baglant1 uglar1 belirtilen iletkenleri yeterli kontak
basinciyla sikistiracak ve iletkene asir bir hasar
vermeyecek sekilde tasarimlanmalidir.

Iletken, metal yiizeyler arasinda sikigtiriimalidir.

12.3.6

Iletkenlerin baglanmasi ve skiilmesinin nasil yapilacagi
agtk olmalidir.

Bir iletkenin sokiilmesi, genel amagli bir alet yardimiyla
veya yardim olmaksizin elle yapilabilecek sekilde iletkeni
¢ekmekten bagka bir iglem gerektirmelidir.

[letkenin sokulmasi igin amaglanan aciklikta, baglanti veya
s6kme islemini gergeklestirmek iizere bir aletin
kullanilacagi agiklig1 karigtirmak miimkiin olmamalidir.

12.3.7

Iki veya daha fazla sayida iletkenin birbirine baglanmasi igin kullanilmas ongoriilen vidasiz

baglanti uglar::

- Sokulmasi sirasinda iletkenlerden birinin sikigtirma
elemanmin ¢aligmast diger iletkenin (iletkenlerin)
caligmasimdan bagimsiz olacak sekilde
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Agiklamalar

Sonug

Bu deneylerden sonra, baglanti uglari ve sikistirma
diizenleri gevsememeli ve iletkenler tekrar kullanimini
onleyen bozulma gostermemelidir.

12.3.12

Vidasiz baglanti uglari baglanan rijit som iletken
normal tesis sirasinda, 6rnegin bir kasa igine montaji
esnasinda egilse ve egilme zorlamasi sikistirma
birimine gegse bile, bu iletkenin sikigtiriimig durumda
kalacagi bigimde tasarimlanmalidir.

Bakiniz tablo 12.

3.12

13

YAPILIS KURALLARI

131

Yalitkan kaplamalar, bariyerler, vb. yeterli mekanik
dayanima sahip olmali ve giivenilir bir gekilde emniyet
altina alinmalidir.

13.2

Anahtarlar asagidakilere izin verecek gekilde yapilmalidir:

- lletkenler baglant: uglarina kolayca sokulmali ve
baglanmalidir.

- [letkenlerin konumlari dogru olmalidir.

- Anahtarlarin bir duvar veya bir kasaya takilmasi kolay
olmalidur.

-Anahtar tesis edildikten sonra iletkenlerin yalitimi
mekanizmanin hareketli boliimlerine veya farkl
polaritelerin gerilimli bolimlerine dogru geregince baski
yapmayacak sekilde, tabanin monte edildigi yiizey ile
tabanin alt kenar1 arasinda veya tabanin kenarlari ile
mahfaza (kapak veya kasa) arasinda yeterli bosluk
bulunmalidir.

Stva {istii tip anahtarlarin tesisi tespit diizenleri, kablo
yalitimina zarar vermeyecek bigimde yapilmalidir.

tasarim A olarak smiflandirilan anahtarlar, iletkenleri yer
degistirmeksizin, kapak veya kapak levhalarinin kolayca
yerlestirilmesi ve gikarilmasina izin vermelidir.

133

Elektrik ¢arpmasina karsi koruma temin etmek i¢in amaglanan, kapaklar, kapak levhalar1 vey;

harekete gegirme elemanlari veya bunlarin boliimleri

a

- yerlerine iki veya daha fazla noktadan etkili tespit
vasitalariyla tutturulmalidir.

- bagka bir vasitayla (6rnegin bir omuz ile) yerlestirilirse,
tek bir tespit vasitasiyla drnegin bir vida ile takilabilir.

Tip A anahtarlarinin kapaklarmin, kapak levhalarinin veya
harekete gegirme elemanlarmin takilmasinin tabanin
tespitine hizmet ettigi yerlerde, kapaklar, kapak levhalari
veya harekete ge¢irme elemanlarinin ¢ikarilmasindan sonra
bile, taban1 kendi konumunda muhafaza edecek diizenler
bulunmalidir.

13.3:1

Tespitlenmesi vida tipi olan kapaklar, kapak levhalar1 veya harckete gegirme elemanlart

Yalnizca gozle muayeneyle kontrol edilir.

1332

Tespitlenmesi vidalara bagimli olmayan ve gikariimasi montaj/destek yiizeyine|yaklasik dik 3
bir kuvvet uygulanmasiyla saglanan kapaklar, kapw veya harekete gegirme eleman

yonde
ar
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Madde

istenenler- Deneyler

Agiklamalar

Sonug

13.6

Anahtarlar bir yiizey tizerine veya bir kasaya veya
mahfazaya monte etmek i¢in kullanilan vidalar
veya diger vasitalar 6n taraftan kolayca erisilebilir
olmalidir

Bu vasitalar, herhangi bagka bir tespit amaciyla
kullanilmamalidr.

13.7

Ayn tabanlardan olusan, anahtarlar veya anahtar priz
kombinasyonlar1 her bir tabanin dogru konumlanmasini
temin edecek sekilde tasarimlanmalidir

Her bir tabanin tespiti, montaj yiizeyine
kombinasyonun tespitinden bagimsiz olmalidir.

13.8

Anahtarlarla birlegik olan aksesuarlar, kendi
standardlarma uygun olmalidir.

139

IP kodu IP20'den daha biiyiik olan siva istii anahtar normal
kullanimdaki gibi borular veya kilifl1 kablolarla
donatildiginda IP kodlamasina uygun olmalidir.

IPX4 veya IPX5 koruma sinifina sahip siva iistii tipi
anahtarlar bir bosaltma delik agiklig1 igin diizene sahip
olmalidur.

Anahtarda bosaltma deligi varsa, delik en az 5 mm gapinda
veya eni ve boyu en az 3 mm olan 20 mm?2'lik kesit alanma
sahip olmalidr. :

Bogaltma deligi etkili olmalidir.

Varsa, kapak yaylari, bronz veya paslanmaz gelik gibi
korozyona dayanikli malzemeden olmalidir

13.10

Bir kasa igine monte edilen anahtarlar, iletken uglari kasa
yerine monte edildikten sonra fakat anahtar kasaya
takilmadan énce hazirlanabilecek sekilde
tasarimlanmalidir.

taban kasaya monte edildiginde yeterince saglam olmalidir

13.11

Model numarasi 1, 5 ve 6 olan ve IP kodlamasi IPX0'dan daha buyuk olan birden fazla gms
agikligina sahip mahfazali siva iistii tipi anahtarlar; asagidakileri saglamalidir.

- Madde 12'deki ilgili 6zelliklere uygun sabit bir ilave
baglanti ucu, veya

- oynak bir baglanti ucu i¢in yeterli bir
boslukla donatilmalidir.

13.12

Girig agikliklar1 tam bir mekanik koruma saglayacak
sekilde veya kablo kilifinin girigine izin vermelidir.

Siva iistii tipi anahtarlar, amaglanan boru veya koruyucu
ortliniin mahfazaya en az 1 mm girebilecegi sekilde
yapilmalidir.

Stva listii tip anahtarlarda, boru girisleri i¢in girig
agikliklar1 veya birden fazla varsa, bunlarin en azindan
ikisi, 16, 20, 25 veya 32 boyut numarali borular1 veya aym
boyuttaki iki adedini igmeyen bu boyutlardan en az
herhangi ikisinden olusan bir kombinasyonu alabilecek
kapasitede olmalidir
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Biikiilebilir kablo i¢in ¢ikig1 bulunan anahtarlar : bir kablo
tutucusu bulunmalidir.

Kablo tutucu : kilif ihtiva etmeli ve yalitkan malzemeden
olmali veya, metal ise, metal béliimlere tutturulmusg
yalitkan malzemeyle kaplanmalidir.

Kablo tutucu : biikiilgen kabloyu anahtara giivenle
tutturabilmelidir.

Kablo tutucu : digaridan sokiilememelidir.

Ozel amagli bir alet gerektirmemelidir.

Vidalar : diger bilesenleri sabitlemede kullanilmamalidir.

- ancak bilesen alet kullanmaksizin gikarilamiyor ise veya

- bilegen ¢ikarilmis veya yanhs bir konumda yerlestirilmis
ise anahtar agikga eksik olarak verildiginde bu ozellige
uyulmaz.

Cekme deneyi (30 N, 25 defa): kablo 60227 IEC 53, kesit
alani 1,5 mm?; tork (Nm) (gizelge 3’iin 2/3ii)

Tork deneyi: tork 0,15 Nm siire 1 dakika, kablo yer
degistirmesi 2 mm den biiyiik olmamali

Cekme deneyi (60 N, 25 defa): kablo 60245 IEC 66,
kablonun ¢ap1 (mm); tork(Nm)  (cizelge 3iin 2/3ii)

Tork deneyi: tork 0,35 Nm siire 1 dakika, kablo yer
degistirmesi 2 mm den biiyiik olmamali

Iletkenler ile kordon tutucusunun metal sikigtiricisi arasima 1
gerilim uygulanir.

dakika siireyle 2000 V.'luk bir a.a.
|

Deney sirasinda biikiilgen kablonun yalitimi1 hasar
gormemelidir. (Delinme veya atlama olmamalidir.)

Biikiilgen kablo ¢ikigli anahtarlar:

- Gerilmenin ve burulmanin nasil 6nlenmesinin
amaglandigi agik olmalidir.

- Kordon tutucu veya bunun en azindan bir béliimii
anahtarin bilesen béliimlerinden biriyle ayrilmaz
durumunda olmali veya bu béliime kalici olarak
sabitlenmelidir.

-Biikiilgen kablonun diigiimlenerek baglanmasi veya
uglarin iple baglanmasi gibi metotlar kullanilmamalidir.

-Kordon tutucular amaglandiklar: farkli tipteki biikiilgen
kablolar i¢gin uygun olmalidir.

Topraklama baglantili sokiilebilir anahtarlar, topraklama
iletkeni akim tagtyan iletkenlerden sonra kopacak sekilde
tasarimlanmalidir.
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Sonug

- Numune iizerinde higbir bez izi kalmamali
(numuneye isaret parmagi ile 5 N'luk bir kuvvet ile
basilir)

- hasar olmamalidir !

15.2

Anahtarlarin mahfazalari ile saglanan koruma

15.2.1

Tehlikeli boliimlere erismeye karsi ve kat1 yabanci cisimlerin girigi nedeniyle zararl etkilére
karg1 koruma

Anahtarlarin mahfazalari, anahtarin IP smiflandiriimasina
uygun olarak tehlikeli boliimlere erismeye kars1 ve kati
yabanci cisimlerin girisi nedeniyle zararl etkilere kars
koruma derecesini saglamalidir.

Salmastralar, Madde 20.3'deki deney esnasinda
uygulanan déndiirme momentinin iigte ikisine esit bir
doéndiirme momentiyle sikilir.

Mahfazalarin tutturma vidalari, Cizelge 3'de verilen
déndiirme momentinin tigte ikisine esit bir dondiirme 0,54 Nm
momenti ile sikilir.

152.1.1

Tehlikeli boliimlere erigmeye karsi koruma

IEC 60529'da belirtilen uygun deney yapilir ~ : | P ‘

15.2.1.2

Kati yabanci cisimlerin girisi nedeniyle zararl etkilere karsi koruma

IEC 60529'da belirtilen uygun deney yapilir.: P

Toz istenilen galismayi engelleyecek veya giivenligi
bozacak miktarda girmemelidir.

15.2.2

Su giriginin tehlikeli etkilerine karsi koruma.

Anahtarlarin mahfazalari su giriginin tehlikelerine karsi
IP siniflamasina gére bir koruma derecesi saglamalidir.

IEC 60529'da belirtilen uygun deney yapilir : IP

Stva alt1 ve siva i¢i anahtarlar, monte edilir.

- Uretici talimatlarinda belirtilen deney duvari kullanimi |

- sekil 27 ye gére deney duvari kullanimu.

Mahfazanin vidalaria gizelge 3 te belirtilenin 2/3 0.54 Nm
oraninda tork uygulanir. (Nm) :

Salmastralara gizelge 19 da belirtilenin 2/3 ii tork
uygulanir. (Nm)

Deneyin sonuglanmasini takip eden 5 dakika icerisinde ‘
numuneye 16.2 de belirtilen elektrik dayanim deneyi \
uygulanir.

15.3

Neme dayaniklilik

Anahtarlar, normal kullanimda olugabilen neme karst
korumali olmalidir.

Nemlendirme islemi, % 91 il % 95 arasinda muhafaza edilen bagil neme sahip hava ihtiva eden
bir nem dolabinda yapilir. \

Numunenin nem dolabinda kalma siiresi :
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- deney gerilimi (VN) (V)......oeueveneisenissoienneesesnsnsespel

250V

= deney akimi (= 1,2 In) (A) ..c.oodereiiosiionbonossecancal

12A

- 200 W’lik lamba say1si ...............ccciivinsiecnnenennaat

15 adet

- 200 galigtirma; galisma hizi .........cooevvvvvennnnennn

30 ¢cahisma

Deney esnasinda kalici ark, kontak kaynamasi meydana
gelmemelidir.

Deneyden sonra : numune hasar géstermemeli

19

NORMAL CALISMA

19.1

Anahtarlar, asir1 yipranma ve diger zararh etkiler
olmaksizin, normal kullanimda meydana gelen
mekanik, elektriksel ve 1s1l zorlamalara dayanmalidir.

Deney kosullari:

r Model //tip feferansi............cocduspersererioosgesionseessacs :

Tablo 1

= Model NUMATAS] ...........ooeureersiisnereessssnersssiosmssesensobossaons os :

1,5,6

- Madde 18’e gore nominal kesit alan1 (mm?).......:

2,5 mm?

- Deney gerilimi (VD) (V)......coduveneernossemsrsensensenesiihisiobebon 4

250V

- Deney akimi (In) (cos @ T T O :

110 A

- gizelge 17 de gosterilen galigma sayisi

102 ) BRI YO RN WOt Sl s . 1

30 strok / dakika

t BRUBTIRDCHSEWISE. . oovioccdoriosvsnosnbenseb fiossosnsfusvonshon

3

Madde 16’da ki azaltilmig elektrik dayanim deneyi

Bakiniz tablo 19.1

Normal ¢alismadan sonra madde 17°de ki sicaklik artig
deneyi

Bakiniz tablo 19.1

Deneyelerden sonra numunelerde asagidakiler goriilmemelidir :

- daha sonraki kullanimi bozan yipranma;

-harekete gegirme elemaninin konumu gosterilmisse ,
harekete gegirme elemaninin konumu ile hareket eden
kontaklarin arasinda uymsuzluk

-mahfazalar, yalitkan kaplamalar veya bariyerlerin
bozulmasi;

-s1izdirmazlik bilesiginin sizint1 yapmasi

- elektriksel veya mekanik baglantilarin gevgemesi;

- model numaralari 2, 3, 03 veya 6/2 olan anahtarlarin
hareket eden kontaklarinda bagil yer degistirme

Yavas ¢alismada uzun siireli ark olmamalidir (madde 14.3)

19.2

Fluoresan lamba yiikii deneyi. (yeni numuneler):

Fluoresan lamba yiikleri i¢in amaglanmig anahtarlar, agirt
yipranma veya diger zararli etkiler olmaksizin, fluoresan
lamba devrelerini gii¢ faktorii diizeltmesiyle kontrol
ederken olusan elektriksel ve 1s1l zorlamalara dayanikl

olmalidir. M)‘qu o5 %
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Madde
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Agciklamalar

Deney siiresince ve sonunda : Tabanlar hasar
gostermemeli.

20.3

Olagan olmayan ; anahtarlarin vidali salmastralari: tork deneyi.

- silindirik metal deney gubugunun gapt (mm).....;

- MAlZemenin tipi «.......ceveeveueeiiieeieeereeeneeeeesa?

- 1 dak. tork (gizelge 19) (Nm)........cccovvevunenneee. 2

Deneyden sonra: salmastra numune mahfazasi hasar
gormemeli.

20.4

Kapaklar, kapak levhalari veya harekete gegirme elemanlarinin gikmasi veya ¢ikmamasi igin

gerekli kuvvetin denenmesi. (deney parmag: ile gerilimli boliimlere ulagma )

20.4.1

Kapaklarin, kapak levhalarinin veya harekete gegirme elemanlarinin ¢gikmamasinin dogrulanmasi

Kuvvet montaj yiizeyine dik olarak 1 dakika boyunca
uygulanir.:

Kapaklar, kapak levhalari, veya harekete gegirme
elemanlar ¢itkmamalidir.

Deney daha sonra, destek gergevesi etrafina Sekil 19'da
gosterildigi gibi 1 mm + 0,1 mm kalinlikta sert
malzemeden bir levha sarildiktan sonra kapak levhasi
duvara takilmis olarak, yeni numuneler igin tekrar edilir.

Kapaklar, kapak levhalari, veya harekete gegirme
elemanlar ¢tkmamalidir.

Deneyden sonra numuneler, bu standard anlaminda higbir
hasar gostermemelidir.

20.4.2

Kapaklar, kapak levhalari veya harekete gegirme
dogrulanmasi

elemanlarinin  ¢tkmasinin

120 N agmayan bir kuvvet 10 kez montaj/destek
yiizeylerine dik yonlerde uygulanir. Kapaklar, kapak
levhalar1 veya harekete gegirme elemanlar ¢ikmalidir.

Bu deney daha sonra, destek gergevesi etrafina Sekil
19'da gosterildigi gibi 1 mm + 0,1 mm kalinlikta sert
malzemeden bir levha sarildiktan sonra kapak, kapak
levhasi veya harekete gegirme elemani duvara

tutturulmus olarak, yeni numuneler igin tekrar edilir.

Kapaklar, kapak levhalari veya harekete gecirme
elemanlar1 ¢ikmalidir.

Deneyden sonra, numuneler bu standard anlaminda higbir
hasar gostermemelidir

20.5

Kapaklar, kapak levhalari veya harekete gegirme elemanlarinin gikmasi veya gikmamast igin
gerekli kuvvetin denenmesi.( deney parmagi ile gerilimli boliimlerden gizelge 20 ye gore ykyu

ve ya ile ayrilmig, topraklanmamis metal boliimlere erigebilme)

20.4.1

Kapaklarin, kapak levhalarinin veya harekete gegirme elemanlarinin ¢ikmamasinin dogrulanmasi

Kuvvet montaj yiizeyine dik olarak 1 dakika boyunca
uygulanir.:

Kapaklar, kapak levhalari, gikmamalidir.
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Kapaklar, kapak levhalari veya harekete gegirme
elemanlar gikmalidir.

Deneyden sonra, numuneler bu standard anlaminda higbir
hasar gostermemelidir

20.7

Sekil 20'de gosterilen mastar Sekil 21'de gosterildigi gibi
kapak, kapak levhasi veya harekete gegirme elemanma
uygulanarak denenir. Mastarin C yiizii ile deney altindaki
kenarin dig1 arasindaki mesafe azalmamalidir.

uygun

20.8

Sekil 23 de gosterilen mastar gekil 23 deki gibi uygulanir.
Mastar 1 mm den fazla girmemelidir.

uygun

20.9

Kordonla galistirilan bir anahtarin ¢alistirma elemani
yeterli dayanima sahip olmalidir.

Cekme deneyi : gekme 100 N 1 dakika(normal kullanim); itme 50 N 1 dakika (en elverigsiz

dogrultuda). Deneyden sonar

- anahtar hasarlanmamali

- galigtirma eleman1 kirilmamali, kordonla galigtirilan
anahtar hala galigir olmali.

21

ISIYA DAYANIKLILIK

211

Numuneler 1 saat siireyle 100 °C + 2 °C'luk bir sicakliktaki 1sitma dolabi iginde tutulurlar.

Deney sirasinda, numuneler daha sonraki kullanimi
bozan herhangi bir degisim gostermemeli ve varsa
sizdirmazlik bilesigi gerilimli béliimler ortaya gikacak
sekilde akmamalidir.

Deneyden sonra: gerilimli béliimlere ulagilamamals,
isaretler hala okunabilir olmali

212

Akim tastyan boliimleri ve topraklama devresi béliimlerini
konumunda tutmak igin gerekli yalitkan malzemeden
béliimler, bilye basing deneyine tabi tutulurlar.

(1sa, 125 °C)

Bakiniz tablo 21.2

213

Akim tagtyan bolimleri ve topraklama devrelerinin
béliimlerini konumlarinda tutmak igin gerekli
olmayan yalitkan malzemeden béliimler, bunlarla
temasta dahi olsalar, bilye basing deneyine tabi
tutulurlar (1 saat)

Bakiniz tablo 21.3

22

VIDALAR, AKIM TASIYAN BOLUMLER VE BAGLANTILAR

221

Baglantilar mekanik zorlamalara dayanikli olmal.

Sadece vidalar takilacaklari pargalarla birlikte verilen dig
agan vidalar veya dig kesen vidalar kullanilabilir.

Kontak basincini ileten vidalar veya somunlar bir metal dis
ile kavranmalidir.

Vidal1 pargalara uygulanan tork deneyi

Bakiniz tablo 22.1
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Madde

Istenenler- Deneyler Agiklamalar

Sonug

23

YUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI , YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGI ICINDEN GECEN UZAKLIKLAR

231

Yiizeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma araliklari ve Bakiniz tablo 23.1
sizdirmazlik bilesigi iginden gegen uzakliklar Cizelge 20'de
gosterilen degerlerden daha az olmamalidir.

23.2

Yalitkan bilesik, iginde bulundugu oyuk kenarindan disari
tagmamalidir.

24

YALITKAN MALZEMENIN OEACAN DISI ISIYA,YANMAYA VE YUZEYSEL
KACAKLARA DAYANIKLILIGI

24.1

Elektrik etkileri nedeniyle 1sil zorlanmalara maruz kalabilen ve bozulmasi donanimin glivenligini
ortadan kaldiran yalitkan malzeme béliimleri, olagan disi 1s1 ve yanmadan kétii bir sekilde
etkilenmemelidir.

24.1.1

Kizaran tel deneyi (IEC 695-2-1) Bakiniz tablo 24.1.1

24.2

[P kodu IPX0'dan daha biiyiik olan anahtarlar igin,
gerilimli boliimleri konumlarinda tutan yalitkan
malzemeden boliimler, yiizeysel kacaklara dayanikh
malzemeden yapilmalidir.

IEC 60112 de ki soliisyon A ile yiizeysel kagak deneyi Bakiniz tablo 24.2

25

PASLANMAYA DAYANIKLILIK

Demirli boliimler paslanmaya kars1 yeterli bir sekilde
korunmalidir

Deney : 10 dakika siireyle karbontetrakloriir, trikloretan veya es deger bir yag ¢éziicii madde ; 10
dakika siireyle % 10'luk bir amonyum kloriir sulu ¢ézeltisi; 10 dakika siireyle 20 °C + 5 °C'luk bir
sicaklikta nemle doyurulmus hava igeren bir kutu; 10 dakika siireyle 100 °C + 5 °C'luk bir
sicakliktaki bir 1sitma odasi iginde bekletilir.

Higbir pas belirtisi gorillmemelidir. |

26

ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMU)

26.1

Bagisiklik

Bagisiklik deneyleri gerektirmez. |

26.2

Yayilma

‘Yayilma deneyleri gerektirmez. ]

Ek ZB

EK ZB, OZEL MiLLI SARTLAR

717

Belgika, Cek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Hollanda,
Norveg ve Isveg: Tasarim B, tesisat uygulamasindan dolay1
kullanilmaz

8.1

DANIMARKA: toprak baglanti ucu igin saglanan
herhangi bir boglugun toprak sembolii

INGILTERE: tip referans! isaretlemesi kullanilmaz.

83

INGILTERE: tip referans isaretlemesi kullanilmaz
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12.2.5 TABLO:sekil 10 da gosterilen cihaz ile deney (vidah tip baglanti uclari iletkeni)

BEVAN AKIMICA ...coovblicornssinncfessonsornssion mmssiuesisssiasshecd 10A —
Hetlenlerin ipi......... e it rijit som —
¢izelge 2’teki en kiigiik/en bilyiik kesit alani(mm?)...: 1 mm? /2,5mm? —
iletkenlerin SayISL. ..l ... b sl i g Sl 172 —
dis anma gapi(mm) ; gizelge 3 daki moment(Nm).....: 3,41 mm ; 0,80 Nm —_
Kesit alani Cizelge 4’ gore ; s ’
(mm?) yalitkan mangon Q}izlekglci:k4l_;:( gor; 11etl;;r;le e(als(lla)a.cak Agiklamalar
boslugu ¢api(mm) o - g

1,0 mm? 6,5 mm 260 mm 0.4 kg G

2,5 mm? 9,5 mm 280 mm 0,7 kg G

ek bilgi:

12.2.6 TABLO: ¢cekme deneyi (vidayla sikistirmah baglant1 uclari) -
SR AKIINL, ..o covsite ik Blssiimmsbiveimsivarsvnsissiebisasosshimminet 10A —
gizelge 2’ye gore en kiigiik/en biiyiik kesit alani(mm?) Ilmm? /2,5mm? —
dig anma gapi(mm);gizelge3’e gore 2/3 moment(Nm) 3,41 mm ; 0,54 Nm e

3 Cizelge 5’e gore 1
Kesit alan1 iletkenleri I']?tken cm?' dakika sureli gekme R
(mm?) lletkenlerin sayisi e (nj it som / rijit Tuvvett (N) aciklamalar
orgiilii/biikiilgen iletken)
1,0 mm? 172 rijit orgiilii/rijit som 30N G
2,5 mm? 1/2 rijit orgiilii/rijit som 50N G

ek bilgi:

12.2i7 TABLO: sikistirma deneyi (vidayla sikistirmah baglant: uclari) -
anma akimi (A): 10A ==
dig anma ¢api(mm);gizelge3’e gére 2/3moment(Nm): 3,41 mm ; 0,54 Nm —

% i etk . oo . B P
tablon2 ye gore en ks vcasiben atkoas Il en clrl.S.l. Cizelge 6’ya gore tel
biiyiik kesit saailD rijit som / rijit sayisi ve tellerin anma aciklamalar
alani(mm?) 4 orgiilii/biikiilgen iletken ¢ap1
2,5 mm? 1 rijit som 1x1,78 G
2,5 mm? 1 Rijit orguli 7x0,67 G
ek bilgi:
12.3.10 TABLO: mekanik zorlama deneyi (vidasiz baglant1 uclari)
beyan-akimi(A) b anims ot -
cizelge 7 teki en kiigiik/en biiyiik kesit alani((mm?):: £ E
Baglant1 /sokiilme sayisi (iletkene 1 Tletken cinsi (rijit som / rijit Aciklamalar

dakika siireyle 30 N ¢ekme kuvveti
uygulandiktan sonra

orgiilii/biikiilgen iletken)

kesit alan (mm?)
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TABLO: sekil 10°da gosterilen cihaz ile deney
beyan akimi(A) .... —
TIEtKeNin CINSI ..cvuucvuveeerenereerreseciseie e seeeseessses et s
gizelge 7deki en kiigiik/en bilyiik kesit alani(mm?) B
TIEKENICTIN SAYVISE .i:.. il ozsesnisnssessssarsmensenisies usonsessontbensenmnas e
Cizelge 4’e gore ; g ;
kesit alan (mm?) yalitkan mangon Clj;l;i?:g: (g; E)H ﬂetlgf;iﬂ;wak Aciklamalar
boslugu ¢api(mm) I &
Ek bilgi:
12.3.12 TABLO: egilme deneyi sekil 11.a daki deney cihazi prensibi
rijit som iletkenin 1 saat tutulmasi deneyi
deney akimi (A) (beyan akimma esit): 10A b
beklenen gerilim diigiimii(mV): <25 et
iletken tipi en kiigiik en biiyiik aciklamalar
Cizelge 9’a gore kesit alani(mm?) 1,5 mm* 2,5 mm?
Cizelge 10°a gore deney iletkeni egme
Kuvveti(N) 0,5N 10N
vidasiz baglant1 ucu sayisi 1 2 3 1 2 3
baslangi¢ noktasi (x= orjinal noktadan X X+10° | X+20° X X+10° | X+20°
degisme)

1.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii (mV)

2 kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii (mV)

3.kuvvet dogrultusunda gerilim diisiimii (mV)

4 kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii (mV)

5.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

6.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

7 kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

8.kuvvet dogrultusunda gerilim diisiimii(mV)

9.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

10.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

11.kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

12 kuvvet dogrultusunda gerilim diigiimii(mV)

ek bilgi
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19.1 ITABLO:normal ¢alismadan sonra azaltilmis elektrik dayanim deneyi (madde 19.1) l j
Madde 14’ Al i deney gerilimi (V) atlama/delinme
gire deney geriliminin uygulandig1 boliimler (evet/hayir)
1 Analztar devrede" konumda iken, birbirine bagl biitiin kutuplar 1500 Hayr
ve govde arasinda
Anahtar "devrede" konumda iken, sirayla her bir kutup ve
* govdeye bagli diger biitiin kutuplar arasinda L W
Anahtar "devrede" konumunda birbirlerine elektriksel olarak
8 bagli anahtarlar arasinda, anahtar "devre dig1" konumda iken 1500 Hayir
- Normal/mini-aralik yapilisl
TABLO: normal ¢alismadan sonra bagZlanti uclarinda sicaklik artis élgiimleri (madde 19.1)
1 saat boyunca gegen deney akimi (In ) (A) ........cooevvrnnnnn..: 10A -

termokuple koyulan yerler

6lgiilen maksimum
sicaklik artigi (K)

izin verilen sicaklik
artis1 (K)

Baglant: uglarindaki sicaklik artig1

14K

45

| ek bilgi:

19.2

TABLO: Fluoresan lamba yiik deneyinden sonra baglanti uclarinda sicakhik artis
olciimleri (madde 19.2)

1 saat boyunca gegen deney akimi (In ) (A) .....ocoervevernrnnnnns | 10A =
" it S | o6lgiilen maksimum izin verilen sicaklik
PRSI e sicaklik artigi (K) artis1 (K)
Baglant: uglarindaki sicaklik artigi (Model No 1) 14K 45
Baglant: uglarindaki sicaklik artig1 (Model No 5) 16K 45
Baglant: uglarindaki sicaklik artis (Model No 6) 14K 45
ek bilgi:
20.1 | TABLE: Darbe deneyi |
Cizelge 18’e gore mahfazalrin
darbe uygulanacak boliimleri | her boliimdeki darbe sayisi yorumlar
(A,B,C,D) diigme yiiksekligi(mm
A 5 darbe 100 mm G
B 4 darbe 100 mm G
ek bilgi:
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24.1.1 | TABLO: Cizelge: kizaran tel deneyi
Deney yapilan bslim Belirtilen madde deney sicakligi(°C) Agiklamalar
Dis yalitkan kisim 650 G
Anahtar ana govde 850 G
ek bilgi
242 TABLO: Cizelge:yiizeysel kacaga dayamkhiik
damla sayisi: iz
Denenecek boliimler belirtilen madde deney gerilimi (V) aiing/detine

olamamlidir(E/H)

ek bilgi
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SONUC: Elektroteknik Sektorii Miidiirliigii’niin 21.01.2015 tarih ve 19.01.2015j124187 inceleme numarali
“Inceleme Tutanag ve Deney Talep Formu” ekinde gonderilen “NILSON” markali, Tip Ref.: Tablo 1 olan
10A,10AX,250V, normal korumali, siva alt1, A tasarimli ,vidali baglantili, basmali ve ani kontakli, Model No: 1,
5, 6 anahtar numuneleri iizerinde TS 4915 EN 60669-1/Ocak 2005 +A1:2002 +A2:2010 ‘a gore yapilan muayene
ve deneylerden OLUMLU sonug alinmstir.

NUMUNELER ILGIiLi STANDARDA UYGUNDUR.

Is bu rapor 18/02/2015 tarihinde 48 sayfa ve 3 niisha olarak diizenlenmistir.

Bu rapor sadece deneyi yapilan bu numune icin gegerlidir.
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